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Trabalho desenvolvido:

1)Prototipacao da tag em uma placa composta pela parte digital,
gue foi sintetizada em um FPGA Xilinx Spartan-3 e um front-end
analogico.

2) Geracao e validacao dos testes com leitor compativel.
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1) Validar a implementacao em hardware da parte digital de um
Electronic Product Code Class 1 Generation 2 (EPC Gen 2)
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RFID IC (ASIC) utilizando uma placa de prototipacao em FPGA Figura 5: Diferencas do fluxo ASIC e FPGA.
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Reply: Notes 2, 3
CMD: GQueryRep, QueryAdiust

CMD: Access [valid handle & valid access password]
w Reply: handle when done

extensivo numero de testes que garantiram a funcionalidade de
e e e praticamente todas as funcionalidades do chip. A abordagem

CMD: Kill [valid handle & Kill password = 0]

Action: Return to ready
Reply: None. Note 2 CMD: ACK [valid handle
CMD: Al other Reply: See Table 6.14

Reply: Emor code

e L descrita provou ser muito util para trabalhos que requerem técnicas

o i de rapida prototipacdo e simulacdo comportamental do chip. Os

S resultados dos testes realizados foram muito importante para o

e e e e L projeto, pois provaram para a equipe a corretude do trabalho que
Figura 3: Maquina de Estados estava sendo desenvolvido.

referente a uma tag EPC Gen 2
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